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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)
Partie 4: Techniques d’essai et d'é mesure

Section 1: Vue d’ensemble sur les essais d’immunité
Publication fondamentale en CEM

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une orgams
composee de I’ ensemble des comttes electrotechnlques nationaux (Co

comités d'études ol sont représentés tous les C
dans la plus grande mesure possible

dans leurs normes »
nationale ou régio

i¥ergence entre la norme de la CEl et la norme
e en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internati Q00-4- 13 établie par le sous-comité 77B: Phénoménes
haute fréqf : i de la CEIl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitlue ion artie 4 de la CEl 1000. Elle a le statut de publication
fondamen : ; accold avec le guide 107 de la CElL

Le texte tte\nore est issu des documents suivants:

AN

Ré\g%&h\mﬁ Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vote
77B(BC)04 77B(BC)06 77B(BC)10 77B(BC)11

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
Part 4: Testing and measurement techniques

Section 1: Overview of immunity tests
Basic EMC publication

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizativ stadardization

Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC {
the subject dealt with may participate in this preparatory wg

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matt
which all the National Committees having a specnal intere
possible, an international consensus of opipian on the

3) They have the form of recommendations fer int

4) In order to promote international unificatior,

High frequency@

It forms section 1 ¢
accordance wit

The text of d on the following documents:

N
Six MM \/Aeport on Voting Two Months’ Procedure Report on Voting

77B(CO)04 77B(C0O)06 77B(C0)10 77B(CO)11)

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports
on voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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INTRODUCTION

La CEI 1000-4 fait partie de la série des normes 1000 de la CEI, selon la répartition
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I’environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d’émission

Limites d'immunité (dans la mesure ol elles ne rhités de produits)
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d’essai

Partie 5: Guides d’installation et

Cette secti
d’immunité rela

on estune Norme internationale qui donne une vue d’ensemble sur les essais
ifs & la compatibilité électromagnétique.
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INTRODUCTION

IEC 1000-4 is a part of IEC 1000 series, according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the re oduet committees)
Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guide

Installation guidelines

citons which can be published either as international
will be published in chronological order and numbered
according

This section is an prnational Standard which gives an overview of electromagnetic
compatibility immunity tests. '
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure
Section 1: Vue d’ensemble sur les essais d’immunité
Publication fondamentale en CEM

1 Domaine d’application et objet

Cette section de la CEIl 1000-4 est une publication CEM (compatibilité électromagnétique)
de base. Elle concerne les essais d'immunité de matériel (appareils et systémes)
électriques et/ou électroniques, dans leur environnement électramagnétique. Elle
concerne les phénomeénes conduits et rayonnés en incluant les g d’'immunité des
matériels connectés aux réseaux électriques de puissance nande et de
communication.

L'objet de cette section est:

Tout document

sur la présente
d‘applique
membres devig " GE

vigueur.

CEl 255-22-1: 1988, Relais électriques - Partie 22: Essais d'influence électrique
concernant les relais de mesure et dispositifs de protection — Premiére partie: Essais a
l'onde oscillatoire amortie 8 1 MHz

CEl 521: 1988, Compteurs d’énergie active a courant alternatif des classes 0,5, 1 et 2
CEl 790: 1984, Oscillographes et voltmétres de créte pour essais de choc

CEl 801-2: 1991, Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de
commande dans les processus industriels - Partie 2: Prescriptions relatives aux
décharges électrostatiques
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

Part 4: Testing and measurement techniques
Section 1: Overview of immunity tests
Basic EMC publication

1 Scope and object

This section of IEC 1000-4 is a basic EMC (electromagnetic compatibility) publication. It
considers immunity tests for electric and/or electronic equipment (apparatus and systems)
in its electromagnetic environment. Both conducted and radiated phepnomena are
considered, this includes immunity tests for equipment connected to pqg sontrol and
communication networks.

The object of this section is:

- to give a general and comprehensive reference to
or other bodies, users and manufacturers of ele
EMC immunity specifications and tests;

-~ to give general guidance on selection and

2 Normative references

possibility of applying
below. Member@
Standards.

IEC 255-22-1: 1988, Electrical relays — Part 22: Electrical disturbance tests for measuring
relays and protection equipment - Part one: 1 MHz burst disturbance tests

IEC 521: 1988, Class 0.5, 1 and 2 alternating-current watt-hour meters
IEC 790: 1984, Oscilloscopes and peak voltmeters for impulse tests

IEC 801-2: 1991, Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and
control equipment — Part 2: Electrostatic discharge requirements
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CEl 801-3: 1984, Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de
commande dans les processus industriels — Partie 3: Prescriptions relatives aux champs
de rayonnements électromagnétiques

CEI 801-4: 1988, Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de
commande dans les processus - industriels — Partie 4: Prescriptions relatives aux
transitoires électriques rapides en salves

CEl 801-5, Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de
commande dans les processus industriels — Partie 5: Exigences d’immunité & la tension
de choc (a I'étude)

CEl 801-6, Compatibilité électromagnétique pour les matériefs de\umesure et de
commande dans les processus industriels — Partie 6: Immunité(relative. aux\perturbations
conduites & fréquence radio au-dessus de 9 kHz (a I'étude)

: , Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques
d’essai et™de mesure — Section 7: Guide général relatif aux mesures d’harmoniques et
d’interharmoniques, ainsi qu’a I'appareillage de mesure, applicable aux réseaux
d’alimentation et aux appareils qui y sont raccordés

CEl 1000-4-8, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 8: Essais d’'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau
(a I'étude)

CEl 1000-4-9, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure ~ Section 9: Essais d’immunité au champ magnétique impulsionnel (a I'étude)



1000-4-1 © IEC ~-13-

IEC 801-3: 1984, Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and
control equipment — Part 3: Radiated electromagnetic field requirements

IEC 801-4: 1988, Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and
control equipment — Part 4: Electrical fast transient/burst requirements

IEC 801-5, Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control
equipment — Part 5: Surge voltage immunity requirements (under consideration)

IEC 801-6, Electromagnetic compatibility for industrial-process measure
equipment — Part 6: Immunity to conducted radio frequency disturbg
(under consideration)

and control

IEC 816: 1984, Guide on methods of measurement of sho
low-voltage power and signal lines

IEC 1000-1: 1992, Electromagnetic compatibility (EM,

IEC 1000-2-3: 1
Description of
phenonema

IEC 1000-4-%. 198 romagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measuring
i : General guide on harmonics and interharmonics measurements
and instrumentation,”for power supply systems and equipment connected thereto

IEC 1000-4-8, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring
techniques - Section 8: Power frequency magnetic field immunity test (under
consideration)

IEC 1000-4-9, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measuring
techniques — Section 9: Pulse magnetic field immunity test (under consideration)
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CEl 1000-4-10, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure - Section 10: Essais d’'immunité au champ magnétique oscillatoire amorti (&
I'étude)

CEl XXX Récepteurs de télécommande centralisée électroniques pour tarification et
contréle de charge (a I’étude)

Recommandation K 20 du CCITT: 1985, Résistance des équipements de communication
aux surtensions et aux surintensités

Recommandation K 21 du CCITT: 1990, Résistance des terminaux d’abonnés aux
surtensions et aux surintensités (\
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IEC 1000-4-10, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measuring
techniques - Section 10: Damped oscillatory field immunity test (under consideration)

IEC XXX Static ripple control receivers for tariff and load control (under consideration)

CCITT Recommendation K 20: 1985, Resistability of telecommunication switching
equipment to overvoltages and overcurrents

CCITT Recommendation K 21: 1990, Resistability of subscribers’ terminals to
overvoltages and overcurrents /\



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



